 Вопросы к экзамену по курсу ММП для группы А8-08

1. Современные средства и методы проектирования электронных схем.

2. Понятие и этапы сквозного проектирования электронной аппаратуры Использование ПЭВМ и САПР. Техническое обеспечение САПР. Моделирование, макетирование и технологическая подготовка. Реализация разработок. Этапы проектирования.

3. Возможности современных систем проектирования ЭС.

4. Особенности создания проекта в САПР OrCAD для моделирования электронных схем.

5. Основные правила создания принципиальных схем для последующего моделирования. 
6. Пакет программ Pspice (OrCAD-PSPICE). Описание компонентов. Понятие модели. Встроенные математические модели аналоговых устройств.

7. Пакет программ Pspice (OrCAD-PSPICE). Независимые и зависимые источники напряжения и тока. Использование источников сигналов при составлении задания на моделирование.

8. Описание компонентов. Понятие модели. Параметры компонентов. Резисторы. Конденсаторы.

9. Входной язык программы Pspice (OrCAD-PSPICE). Структура задания на моделирование, основные правила подготовки задания на моделирование и синтаксис входного языка.
10. Пакет программ PSpice (OrCAD-PSPICE), состав, назначение и основные характеристики. Требования к ПЭВМ. Вызов пакета программ. Использование текстовых редакторов ПЭВМ.

11. Директивы управления заданием. Состав и назначение. Примеры использования.

12. Расчет режима по постоянному току. Особенности использования расчета при составлении задания на моделирование и анализе результатов.

13. Расчет частотных характеристик. Особенности использования  при составлении задания на моделирование и анализе результатов. 
14. Расчет переходных процессов. Особенности использования при составлении задания на моделирование и анализе результатов.

15. Погрешности расчетов. Причины возникновения и методы минимизации погрешностей.

16. Проблема сходимости вычислений. Методы улучшения сходимости вычислений.

17. Анализ графических результатов моделирования в системе Pspice (OrCAD-PSPICE). Использование Probe.

18. Директивы управления заданием. Основные и вспомогательные директивы. Управление выдачей результатов моделирования.

19. Статистический анализ. Законы распределения. Статистический анализ по методу Монте-Карло. Расчет  наихудшего случая.

20. Использование описаний компонентов в задании на моделирование. Основные сведения о создании и применении моделей  аналоговых компонентов.

21. Библиотеки компонентов. Работа с библиотеками.

22. Анализ основных статических характеристик электронных схем. 
23. Анализ основных динамических характеристик электронных схем. 
24. Анализ малосигнальных характеристик.
